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2.2. Featured Transition Systems (FTS) [1]
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(b) With one additional feature
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State prodl prod?2 prod3 prod10  prodll prodl2 |EI& REFE
1| true true true true true true 1 1
2| true true true false false false 0.5 0.5
3| true true true true true true 1 1
4| false true true false false false 0.5 0.5
5| true true false false true true 0.666667 0.667
6| true true true true true false 0.666667 0.667
7| true true true true true true 1 1
8| true true true false false false 0.5 0.5
9| true true true false false false 0.5 0.5

£ 2 BBRREMEOREER R

Trans prodl prod2 prod3 prod10  prodll prodl2 |EI& REFE
1] true true true false false false 0.5 0.5
2| true true true false false false 0.5 0.5
3| false false false true true true 0.5 0.5
4| false true true false false false 0.5 0.5
5| false true true false false false 0.5 0.5
6| true true false false true true 0.666667 0.667
7| true true false false true true 0.666667 0.667
8| true true true true true false 0.666667 0.667
9| true true true true true false 0.666667 0.667
10| false false false true true true 0.5 0.5
11] true true true false false false 0.5 0.5
12| true true true false false false 0.5 0.5
13| true true true false false false 0.5 0.5
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